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Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine Zusammensetzung umfassend a) mindestens eine Parfiimkapsel; b) mindestens ein aufziehverstérkendes Mittel;
und ¢) mindestens ein Tensid, wobei die Parfimkapsel fur eine Oberflache, mit welcher sie in Kontakt gebracht wird, eine Adhasionskraft von
mindestens 1 nN, vorzugsweise 1 bis 1000 nN, gemessen mittels Collodial Probe AFM, aufweist. Zusétzlich betrifft die Erfindung ein Wasch- oder
Reinigungsmittel, welches die erfindungsgemaie Zusammensetzung umfasst oder daraus besteht, ein Verfahren zur Reinigung und/oder Beduftung
von Oberflachen unter Verwendung der erfindungsgemanen Zusammensetzung bzw. des Wasch- oder Reinigungsmittels und die Verwendung
von Parfimkapseln zur Beduftung von Oberflachen, wobei die Parfimkapsel fiir eine Oberflache, mit welcher sie in Kontakt gebracht wird, eine
Adhésionskraft von mindestens 1 nN, vorzugsweise 1 bis 1000 nN, gemessen mittels Collodial Probe AFM, aufweist.
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